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Holografické interferometrie Jje pouZivéna na katedie
fyziky VSB pro~zkounén{ deformainfho pole horninového vzor-
ku tepelnd naméhaného [1], [2]. VyuZivéd moZnost{ stanovit
pribéh deformaci vzorkli nepravidelného tvaru a difuzné od-
razného povrchu. SlouZ{ Jako gomocné metoda k vyrazeni
vzorkd obsahujicich rozséhlejs{ vnit¥n{ nehomogenity zkres-
lujic{ dilstometrickd m&i¥eni laserinterferometrem.

Ale 1 horniny, které neobsahuji{ v&t3{ nehomogenni
strukturn{ Jednotky jsou svou povahou znalné& nesourodé,

Jsou sloZeny z komponent riznjch velikostf, vlastnosti a
struktur, Chovénf t&chto materidld pfi teplotnich a tlako -
v¥ch zmEndch je nutné vysv&tlovat lokdlnimi vlastnostmi jed-
notlivych minerdlovych zrn a jejich okoli. Deformalni ener-
gle Je nestejnosmérn& pohlcovédna, minerdly mej{ riznou tep-
lotni roztaZnost i ridzné pevnostni charakteristiky a Jiné
neZ Jejich okoli, dochéz{ ke vzniku trhlin atp. Je nutné vy-
Setfovat mistni zmé&ny se zvétdenim.

. Na nadem pracovidti byla realizovéna ¥ada sestav umof -
nujfcich holografickou interferometrii se zvétdenim. Z hle -
diska kvantitativnftho vySetiovédni deformalniho pole je v¥-
hodné sestava pracujici{ 8 kolmym dopadem zobrazoveciho pa-
prsku. V tomto pi{pad& vysledny interferenini obrazec je ddm
pouze 8loZkou vektoru pFfemisténi kolmou na vydet¥ovany po-
vreh [3] . ZéFeni laseru La 1001 ( 60 mW ) je " vy&isténo "
proatorovgm filtrem PF, kolimovéno na primér 15 mm objektivem
KO a rozdéleno d¥lifem D na svazek referenini ( cesta 22 -
HD ) a p¥edmé&tovy.
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Piredm&tovy svazek je soustiedén mikroskopovym objektivem MO
na vzorek VZ, Objektiv MO soulasn& zobrazuje vybranou oblast
vzorku do roviny RO, V okoli zobrazeni sgolu interferujt
predmé&tové a referenini vlny, interferencni pole je regist-
rovéno na holografické desce HD ( ORWO LP 2 ), Sestava Je
volena tak, %e je dodriena 8 pfesnosti 10 cm stejnéd drédha
obou svazkﬁ, pomér intenzit predmé&tového a referenniho svaz-
ku je volen 1:5 ( nastaveno otoinym polariza&nim filtrem FP),
Expozi&ni doby jsou zévislé ne druhu horniny a pohybujf se od
1/30 po | sec. Zvétdeni hologrefického obrazu jJe ménitelné

bud v¥mé&nou objektivu MO ( 3:1 a% 10:1 ) a zmé&nou polohy
vzorku, prozatim se pracuje do p¥{mého zvitden{ 150. Vizudlni
pozorovéni holografického obrazu se dé&je pomoc{ okuldru 6x
(gK),(§gtograf1ckj zdznam pak pomoci fotookuldru a Pentacon-
sixu .

Vzorky jsou rovinného povrchu, neopracovany povrch Jje
nezobrazitelny - skwrnkové obrazce zcela pirekryj{ strukturu
obrazu, u opticky le3tinych povrchd se zobrazi pouze krysta-
lovéd zrna, PouZivéme proto vzorky hrub& le3téné.

Pro vySetfen{ deformac{ jako disledku teplotniho naméhé-
ni se poufivd metoda dvoji expozice. Ne tutéZ desku se snimd

I zéznam vzorku pired a po
. oy ' teplotnf zmé&né&, Lokédlni
b " ohfev vzorku se provéddi
pfimo zobreazovacim svazkem
laseru, ke zvy3eni teploty
o 1 X je nutny ohiev Fddo-
vé desitek sekund,

Na obrédzku Jje vidét
mirné deformovany povrch
m&déné mifiZky ( vzddlenost
ok O, mm ). Zobrazendé sil-
ka Je pokryta lokdlné& de-
formovanymi ekvidistantnimi
interferennimi prouZky.
Proufky byly ziskény zménou

polohy mii{Zky Jjako celku mezi dviéma expozicemi. Po vyhodnoceni
deformaci je pak moZné pouZit metody nosné frekvence. ZvéEtieni
fotografie Je 250. Na daldf fotografii Je zéznam holografické-
ho obrazu piskovce 8 jasnymi minerdlovymi zrny, na poslednim
snimku pak obraz téhoZ mista provedeného metodou dvoJji expozi-
ce. Mezi ob&ma expozicemi byl vzorek oh¥dt o 10 K,




